


























































专利名称(译) 测试设备及其控制方法

公开(公告)号 US10228383 公开(公告)日 2019-03-12

申请号 US15/361134 申请日 2016-11-25

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

[标]发明人 YEO YEONG BAE
PARK SIL

发明人 YEO, YEONG BAE
PARK, SIL

IPC分类号 A61B5/00 G01N35/00 G01N33/49 G01N21/78 G01N21/25 G01N21/01 G01K11/16 A61B5/15 A61B5
/026 G01N21/64 G01N21/75

CPC分类号 G01N35/00584 G01K11/16 G01N21/251 G01N21/78 G01N33/49 G01N2201/1211 A61B5/0261 
G01N21/75 G01N2021/6439 G01N35/00663 G01N2035/00346 G01N2035/00435

代理机构(译) 萨格鲁MION，PLLC

优先权 1020160014593 2016-02-05 KR

其他公开文献 US20170227407A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

基于在容纳在反应器中的热致变色颜料上照射不同波长的光并估计反应
器温度的技术，公开了一种使用热致变色颜料测量反应器温度的测试装
置和控制该测试装置的方法使用对应于不同波长的光的吸光度值之间的
差异。该测试装置包括：至少一个光发射器，被配置为将不同波长的光
照射到包括在反应器中的腔室;光接收器，被配置为接收传播通过腔室的
光;以及控制器，被配置为测量热致变色颜料的吸收值。对应于光的不同
波长，计算测量的吸光度值之间的差值，并根据计算的吸光度值之间的
差值确定反应器的温度。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/1dbbfd9a-a51e-4107-9541-a35f1c2bf7ec
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